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INTRODUCAO

O material particulado em suspensdo na atmosfera é de extrema importancia entre os
contaminantes do ar, devido a sua complexidade em termos de composi¢do quimica e
propriedades fisicas. Por isso, nos ultimos anos, as pesquisas sobre aerossois atmosféricos
tém progredido de determinagdes simples de massa total para a classificagdo do tamanho de
particulas e a determinagdo da composi¢do quimica.

Desta forma a avaliagdo dos metais em amostras de material particulado é importante
para a qualidade e a conservagdo do meio ambiente, ¢ a conseqiientemente melhora da
qualidade de vida da populagio.

Para realizar este trabalho estd sendo empregada a SR-TXRF para a analise quantitativa
do teor total de elementos tragos presentes nas fragdes, fina e grossa, do material
particulado.

METODOLOGIA

Localizacdo do ponto de amostragem
O coletor de material particulado foi instalado no campus 1 da Unicamp — CESET
(Centro Superior de Educacdo Tecnologica), localizado na Rua Paschoal Marmo, 1888 - Jd.
Nova Italia - Limeira, SP.

Amostragem do Material Particulado e Preparagdo das Amostras

O sistema de amostragem de aerossois adotado foi a filtragdo seqiiencial. Com esse
sistema obtém-se as fragdes grossa e fina, que correspondem as fragdes ndo inalaveis e
inalaveis, respectivamente. A entrada de ar esta localizada a uma altura de aproximadamente
2,15m do solo e as particulas do aerossol estdo sendo coletadas em filtros de policarbonato.
A coleta da fragdo grossa do material particulado esta sendo feita em filtros com didmetro de
poros de 8 um, o qual coleta particulas com didmetro aerodindmico entre 2,5 um e 10 um. E
a frag@o fina, em filtros com didmetros de poros de 0,4 um, para coletar as particulas com

diametro aerodindmico menor que 2,5 pm.

Fig. 1 — Visdo externa do coletor

Fig. 2 — Suporte dos filtros

Preparo das amostras

Para o preparo das amostras os filtros contendo o material particulado passam por uma
remogdo 4cida. O filtro amostrado ¢ colocado em um béquer, adicionando HNO; e HCI (1
mL + 3 mL) concentrados e, em seguida, colocado no banho de ultra-som para a retirada do
material particulado. Apos a lavagem do filtro, utilizando a mesma solugdo de HNO; e HCI,
a suspensao ¢ mantida em 100°C durante 2 horas. O material resultante é recuperado em 10
mL utilizando dgua deionizada e desmineralizada. Em seguida, retira-se uma aliquota de 1
mL da amostra onde sdo adicionados 100 pL de Galio (102,5 mg.L") usado como padrdo
interno. Apos esse procedimento, 5 pL da mistura sdo pipetados em suporte de perspex

(lucite) e secas com lampada infra-vermelha.

RESULTADOS PRELIMINARES

As primeiras andlises do material particulado no Laboratorio Nacional de Luz
Sincrotron foram realizadas no periodo de 14 a 18 de julho de 2008.

Fig. 3 Laboratério Nacional de Luz Sincrotron

Fig. 4 Visdo interna do LNLS

Calculo da sensibilidade relativa

Para calcular a sensibilidade relativa, foram utilizadas 5 solugdes padrdo para a série
K, contendo elementos conhecidos ¢ em diferentes concentragdes, acrescidas do elemento
Galio (Ga), utilizado como padrao interno. A tabela 1 apresenta os valores das
concentragdes dos elementos e do padrdo interno em cada amostra padrdo, para a
determinagdo da sensibilidade para os elementos da série K.

Tabela 1. Concentragiio dos elementos nas solu¢des padrio para a determinacio da sensibilidade relativa
para os elementos da série K

Concentragio (mg.L")

Y4 1K 2K 3K 4K 5K

19 K 6,1 9,15 10,99 14,77 18,31
20 Ca 6,12 9,18 11,02 14,81 18,36
22 Ti 6,03 9,05 10,85 14,59 18,09
24 Cr 6,03 9,05 10,85 14,59 18,09
26 Fe 6,05 9,07 10,89 14,63 18,15
28 Ni 6,06 9,09 10,91 14,66 18,18
30 Zn 6,03 9,05 10,85 14,59 18,09
34 Se 5,94 8,91 10,69 14,37 17,82
38 Sr 6,09 9,14 10,96 14,74 18,27
31 Ga 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09

A partir das solugdes padrdo foram determinadas as sensibilidades para cada elemento e
em seguida feito o ajuste dos valores experimentais com a finalidade de obter uma curva
da sensibilidade em fun¢do do numero atdmico para os elementos na faixa de energia de
interesse.

Swi=exp (24,7372 +2,3633 2- 0,07623 2 +8,33.10" Z')

Sensibilidade Relativa

Numero Atomico (Z)

Fig. 5 — Curva da sensibilidade relativa (Sg;) para os elementos da série K por SR-TXRF.

CONCLUSAO

Por se tratar de um projeto de 3 anos até o presente momento os resultados obtidos foram os da
calibragdo. As coletas estdo sendo feitas semanalmente e as proximas analises estdo previstas para o
inicio de 2009.
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